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Тема дисертації:
1. Фізичні методи та пристрої для визначення реальної структури кристалів Х-променевою багатохвильовою
дифракцією

2. Physical methods and devices for determination of real crystal structure by multiple x-ray diffraction

Реферат:
1. Здобули подальший розвиток методи дво- та багатохвильової дифракції Х-променів з метою дослідження
структурних змін у кристалах, підданих дії різних зовнішніх сил. На основі розроблених методик щляхом
функціонального вибору профілю одновимірних деформацій та оптимізації його параметрів проведено
моделювання і співставлення експериментальних і теоретичних дифракційних картин, отриманих за
допомогою методу Коселя та кривих дифракційного відбивання.

2. Thesis is devoted to further developing of methods of two-beam and multiple X-ray diffraction with the purpose
of investigation of structural changes in crystals under the action of various external forces. The simulation and
comparison between experimental and theoretical diffraction patterns in the Kossel tecnique and curves of
diffraction reflectivity were carried out according to the developed techniques with the functional choice of
profiles of one-dimensional strains using the optimization its parameters.
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